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บทคัดยอ 
การทดลองนีม้ีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาผลของสารเคลือบและวธิีการเคลือบท่ีมีตอคุณภาพและ

อายุการเก็บรกัษาเมลด็พันธุขาวโพดหวานลกูผสม 2 พันธุ คือพันธุ SWCHB1 และ SWCHB2 โดย
เคลือบเมล็ดพนัธุดวยกรรมวธิีและสารเคลอืบแตกตางกนั 12 วิธกีารดวยเครื่องเคลอืบรุน SKK08 การ
เคลือบเมล็ดและการตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพนัธุ ทําที่โรงงานปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ คณะ
เกษตรศาสตร มหาวิทยาลยัขอนแกน ตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุหลังจากการเคลือบ และหลังจากการ
เก็บรกัษาไวในสภาพแวดลอมที่แตกตางกนั เปนเวลานาน 8 เดือน จากการทดลองพบวา หลังการเคลือบ
เมล็ดพันธุขาวโพดหวานทั้ง 2 พันธุ มีความงอกที่เพาะในหองปฏิบัติการอยูระหวาง 93-100 เปอรเซ็นต 
โดยพันธุ SWCHB2 มีความเรว็ในการงอกสูงกวาเมล็ดพันธุท่ีไมเคลอืบ หลังการเก็บรักษาพบวาเมล็ด
ขาวโพดหวานพันธุ SWCHB1 ทุกกรรมวิธกีารเคลือบเมื่อเก็บรกัษาในหองควบคุมสภาพแวดลอมเปน
เวลานาน 8 เดอืน ยังคงมีความงอกที่เพาะในหองปฏิบัตกิารและสภาพไรสูงกวา 95 เปอรเซ็นต และไม
แตกตางทางสถิติกับเมล็ดพันธุที่ไมเคลือบสาร  
 


